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Poznan, dnia 21.01.2019 r.

Dotyczy:  specyfikacji istotnych  warunkéw zamoéwienia w przetargu  nieograniczonym
na dostawe spektrometru FTIR i analizatora wielkosci czastek nanometrycznych i potencjatu zeta - Il
Partie, nr sprawy 907/PN/06/19.

Szanowni Panstwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U.
2018r., poz. 1986) uprzejmie informuje, ze wplynely zapytania dotyczace specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia. Ponizej Zamawiajacy przedstawia zadane pytania i dotyczace ich
odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia Partia I:

1. (Dot. punktu 1) Prosimy o wyrazenie zgody na ofert¢ na spektrofotometr podczerwieni o
rozdzielczosci 0.5 cm-1.

Rozdzielczo$¢ w spektroskopii FTIR zalezy od szybkosci wyzwalania sygnatu z lasera He-Ne,
odlegtosci i szybkosci zmiany pozycji luster, czy tez uzytych funkcji apodyzacyjnych. Rozdzielczosé
zalezy réwniez od jakosci i rodzaju uktadu elektronicznego i jego mozliwosci zbierania danych. Na
podstawie tych cech wszyscy producenci obliczone warto$ci rozdzielczosci zaokraglaja do liczb
catkowitych 1 em-1, 2 cm-1, 4 cm-1, czy np. 8 cm-1. Powszechnie, producenci jesli uzyskaja te
warto$¢ rowng na przyktad 0,482 cm-1 (wartos¢ ta jest obliczana dla istniejacych laseréw He-Ne i
mozliwosci rejestracji uktadu elektronicznego 128 K i te dane sg takie same dla réznych producentow)
to zaokraglajg ja do 0,5 cm-1.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody. Specyfika badanych probek w ramach projektu bedacego zrodlem finansowania
zakupu, wymaga rozdzielczosci nie gorszej niz 0.4 cm™.

2. (Dot.punktu 1) Prosimy zgody na oferte na spektrofotometr podczerwieni o ze stosunkiem sygnatu
do szumu 30 000:1 ,,peak-to-peak” pomiar 1 minuta, 8 600 ,,peak-to-peak” pomiar 5 sekund.
Oferowany spektrofotometr jest wyposazony na wejsciu $wiatla do detektora w okienka z KRS-5,
ktore w poréwnaniu z powszechnie stosowanymi okienkami z KBr sg znacznie bardziej odporne na
wilgotnos¢, dzigki czemu nie trzeba ich wymienia¢ w trakcie eksploatacji przyrzadu

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody. Specyfika badanych probek w ramach projektu bedacego zrodtem finansowania
zakupu wymaga stosunku sygnatu do szumu 35 000:1 przy pomiarze 1 min w otoczeniu 2400 cm’’.

3. (Dot.punktu 1) Prosimy zgody na ofert¢ na spektrofotometr podczerwieni o z interferometrem z
nap¢dem elektromagnetycznym nie wymagajacym sprezonego powietrza, sterowany elektronicznie, o
regulowanej szybkosci skanowania od 2 do 9 mm/s.
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Szybkos¢ zbierania danych zalezy od szybkosci luster. Szerszy zakres niz wymagany w opisie
przedmiotu zaméwienia pozwala na wigksza swobod¢ w operowaniu tym parametrem przy zbieraniu
widm.

Odpowiedz:
Nie wyrazamy zgody. Wymagana jest regulowana szybko$¢ skanowania co najmniej od 1 mm/s.

4. (Dot.punktu 4) Prosimy o wyrazenie zgody na oferte na spektrofotometr z oprogramowaniem
umozliwiajacym zapis i odczyt danych w formatach ASCII oraz JCAMP oraz w innych rozszerzeniach
charakterystycznych dla producenta oprogramowania do obstugi oferowanego spektrofotometru.
Pragniemy zaznaczy¢, ze wedlug naszej wiedzy wymagany przez Panstwa zapis danych do programu
Grams mozliwy jest tylko przez jednego producenta spektrofotometréw FTIR. Nasze oprogramowanie
umozliwia eksport danych do formatu .jdx, ktéry jest odczytywany przez program Grams i w razie
koniecznosci widmo zmierzone na oferowanym aparacie moze by¢ odczytane przez ten program.

Odpowiedz:
Wyrazamy zgode.

5. W punkcie 3 piszg Pafistwo o tym, ze ,,Spektrometr musi by¢ przystosowany do zamontowania
wymienionych nizej akcesoriow pomiarowych, bedacych w ofercie producenta spektrometru, a
dostawca musi zapewni¢ ich dostarczenie i podlaczenie”. Czy to oznacza, ze aparat ma by¢ mieé
mozliwos¢ zamontowania wymienionych w dalszej czgsci tego punktu akcesoriéw czy wymienione w
dalszej czg$ci akcesoria muszg by¢ dostarczone razem z oferowanym spektrofotometrem.

Dodatkowe czesci to: mikroskop FTIR pracujacy w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR z
mozliwoscig szybkiego mapowania powierzchni bez ruchu stolika XY; mozliwo$é zamontowania
krysztalow ATR z funkcjg réwnoczesnego pomiaru i podgladu mierzonego fragmentu probki na
ekranie z mozliwoscig skanowania matych powierzchni probki metoda ATR bez ruchu stolika XYZ.
Ponadto spektrometr musi by¢ przystosowany do zamontowania wymienionych nizej akcesoriow,
bedgcych w ofercie dostawcy: - przystawka odbiciowa ze sferg catkujaca i detektorem MCT, -
termostatowana komora pomiarowa in-situ do pomiaréw transmisyjnych w wybranej atmosferze i
temperaturze regulowanej do 500°C).

Mikroskop, ktéry bylby dostarczony razem z spektrofotometrem posiada nieruchome w czasie
pomiaru obiektywy, a czgscig ruchoma w czasie mapowania jest stolik, na ktérym jest umieszczana
dana probka.

Odpowiedz:

Spektrometr musi mie¢ mozliwos¢ zamontowania wymienionych nizej akcesoriow pomiarowych,

bedacych w ofercie producenta spektrometru, a dostawca musi zapewni¢ ich dostarczenie i

podiaczenie:

- mikroskop FTIR pracujacy w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR z mozliwoscia szybkiego
mapowania powierzchni bez ruchu stolika XY; mozliwos¢ zamontowania krysztatéw ATR z funkcja
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rownoczesnego pomiaru i podgladu mierzonego fragmentu probki na ekranie z mozliwoscig
skanowania matych powierzchni probki metoda ATR bez ruchu stolika XYZ.

Ponadto spektrometr musi by¢ przystosowany do zamontowania wymienionych nizej akcesoriow,

bedacych w ofercie dostawcy:

- przystawka odbiciowa ze sferg calkujgcg i detektorem MCT,

- termostatowana komora pomiarowa in-situ do pomiaréw transmisyjnych w wybranej atmosferze i
temperaturze regulowanej do 500°C.

Wymienione wyzej akcesoria nie s3 przedmiotem zaméwienia.
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